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В настоящей работе на линиях насыщения CO2 и SF6 рассматри-
ваются плотности жидкости и газа (ρl и ρg), а также некоторые
термодинамические комплексы. Указанные комплексы содержат
плотности ρl, ρg и ρcr (плотность в критической точке на бинода-
ли) в своей структуре. В эти комплексы включены относитель-
ная плотность жидкости ∆ρl = (ρl − ρcr)/ρcr, диаметр бинодали
fd, параметр порядка fs, комплекс Zl = ∆ρl/fs. Также отобра-
ны уравнения, следующие из скейлинговой теории критических
явлений. Поставлены следующие цели, связанные с CO2 и SF6.
Во-первых, оценить значения плотностей ρl, ρg и τ , а также зна-
чения комплексов Zl, Zg, . . . в области экстраполяции ∆τextr, где
τ = (T −Tcr)/Tcr, ∆τextr — интервал 2× 10−6 < τ < 5× 10−3. Во-
вторых, определить диапазоны, в которых могут располагаться
значения реальных значений ρl real, ρg real и T в области ∆τextr.
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